KARTA MODULU

I. OGOLNE INFORMACJE O MODULE

COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PANSTOWA
WYDZIAL NAUK TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH

Kierunek studiow: INZYNIERIA PRODUKCJI | LOGISTYKI

Poziom studiow: studia drugiego stopnia

Profil studiow: praktyczny

Forma studiow: stacjonarne/niestacjonarne

Nazwa modutu: Statystyczne sterowanie procesem

Rodzaj modutu: MODUL KSZTALCENIA KIERUNKOWEGO
Jezyk wykladowy: Jezyk polski

Rok studiow: 2 Formy prowadzenia zaje¢ wraz z liczbg godzin dydaktycznych:
Semestr: 3 Wykiad Laboratorium

I(;is;:;:;?n;:)unktéw ECTS 3 15/10 15/8

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceng

Wymagania wstepne: Wiedza i umiejetnosci ze statystyki matematycznej

Il. CELE KSZTAt.CENIA

Cele ksztalcenia:

Cel 1: Zapewnienie niezbednej wiedzy w dziedzinie sterowania procesami w przemysle z wykorzystaniem narzedzi statystycznych.
Cel 2: Nabycie umiejetnosci tworzenia kart kontrolnych i sterowania procesem wytwérczym.

lll. EFEKTY UCZENIA SIE WRAZ Z ODNIESIENIEM DO EFEKTOW KIERUNKOWYCH

Efekt Odniesienie do
uczenia sie Student, ktéry zaliczyt modut w zakresie: efektow
kierunkowych
wiedzy:
WO1 posiada wiedze w zakresie sterowania procesami produkcyjnymi z wykorzystaniem narzedzi K2IPL_W02
statystycznych.
umiejetnosci:
Uo1 potrafi doskonali¢ jako$¢ proceséw i utrzymywaé ich zdolno$é jakosciowg z wykorzystaniem narzedzi
statystycznych. K2IPL_U02
uoz2 potrafi tworzy¢ karty kontrolne i wykorzystywac je do sterowania procesem wytworczym.

kompetenciji spotecznych:

IV. TRESCI PROGRAMOWE

Tresci programowe (tematyka zajec¢, zaprezentowana z podzialam na poszczegoélne formy zajec z okresleniem liczby godzin potrzebnych

na ich realizacje)

Wyktad:

Liczba godzin

Kod Tematyka zaje¢ 15/10
wi Przedstawienie tresci karty modutu. Losowy charakter proceséw wytworczych i parametréw wyrobéw. 5/3
Wybrane rozktady zmiennej losowej.
w2 Testy nieparametryczne o postaci rozktadéw parametrow wyrobow. 2/1
w3 Zasady 3 sigma i 6 sigma. 2/1
w4 Zdolnos¢ jakosciowa procesow i maszyn. 2/1
w5 Karty kontrolne w doskonaleniu procesow. 2/2
w6 Plany kontrolne. 2/2




Laboratorium:

. Liczba godzin
Kod Tematyka zaje¢ 15/8
lab1 Przedstawienie tresci karty modutu. Testowanie normalnosci rozktadu. 4/3
lab2 Badanie zdolnosci jakoSciowej procesu. 32
lab3 Projektowanie karto kontrolnych z zadanymi wartosciami normatywnymi oraz bez zadanych wartosci 8/3
normatywnych.

V. METODY KSZTALCENIA, NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Metody ksztalcenia:
Whyktad klasyczny (informacyjny), problemowy.
Laboratorium: samodzielne wykonywanie zadan i opracowanie projektu z wykorzystaniem narzedzi statystycznych, analiza wynikow.

2. Narzedzia (srodki) dydaktyczne:
Tablica multimedialna, rzutnik multimedialny, tablica klasyczna, narzedzia ksztalcenie na odlegto$é, programy komputerowe: Excel,
StatSoft STATISTICA, pracownia komputerowa.

VI. FORMA | KRYTERIA ZALICZENIA MODUtU

1. Formy zaliczenia:
Wyktad: zaliczenie z ocena.
Laboratorium: zaliczenie z ocena.

2. Sposob weryfikacji i oceniania efektow uczenia sie:
Wyktad:
o zaliczenie pisemne — kryteria oceny: 51% - 60% - ocena dostateczna; 61% - 70% - ocena dostateczna plus; 71% - 80% - ocena
dobra; 81% - 90% - ocena dobra plus; 91% - 100% - ocena bardzo dobra.
Laboratorium:
e przygotowanie projektu — kryteria oceny: 51% - 60% - ocena dostateczna; 61% - 70% - ocena dostateczna plus; 71% - 80% - ocena
dobra; 81% - 90% - ocena dobra plus; 91% - 100% - ocena bardzo dobra..

3. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne okreslane sg indywidualnie, jednak powinny zachowa¢ adekwatno$é wobec
zaplanowanych efektdw uczenia sig.

VII. BILANS PUNKTOW ECTS - NAKEAD PRACY STUDENTA

Obciazenie
Kategoria studenta

Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela (godziny kontaktowe) 30/18
Udziat w wyktadach 15/10
Udziat w laboratorium 15/8
Samodzielna praca studenta (godziny niekontaktowe) 45/57
Przygotowanie do wykfadu 20/25
Przygotowanie do laboratorium 15/20
Przygotowanie do egzaminu -
Przygotowanie do zaliczenia laboratorium 10/12

75
tgczna liczba godzin

3
Punkty ECTS za moduf

VIIl. ZALECANA LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Hamrol, A. (2020). Zarzgdzanie jakoS$cig i inzynieria jakos$ci. Wyd. Naukowe PWN.

2. Miller, P. (2011). Systemowe zarzadzanie jako$cig — koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Wyd. Difin.
3. Konczak, G. (2007). Metody statystyczne w sterowaniu jako$cig produkcji. Wyd. UE w Katowicach.

4. Hamrol, A. (2022). Zarzgdzanie i inzynieria jako$ci. Wyd. Naukowe PWN.

Literatura uzupetniajaca:

1. PN ISO 8258+AC1 — Karty kontrolne Shewharta.

2. PN ISO 2859-1+AC1 — Plany badan na podstawie akceptowanego poziomu jakosci (AQL) stosowane podczas kontroli partii za partig.
3. PN ISO 2859-2 — Plany badan na podstawie jakosci granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych.

Na kierunkach studiéw, na ktérych obowigzujg standardy ksztatcenia oraz odrgbne przepisy okreslone przez wtasciwego ministra, karty modutéw powinny takze
uwzglednia¢ powyzsze uregulowania




*nalezy odpowiednio wypetni¢

** nalezy wpisa¢ forme/formy przypisane do modutu okreslone w programie studiéw (éwiczenia, seminarium, konwersatorium, lektorat, laboratorium, warsztat, projekt,
zajecia praktyczne, zajecia terenowe, zajecia wychowania fizycznego, praktyka zawodowa, inne).



